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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE EN CONTINU DE LA RADIOACTIVITE
DANS LES EFFLUENTS GAZEUX

Quatriéme partie: Prescriptions particuliéres pour les moniteurs d’iode

PREAMBULE

s décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les queg ionsNechniqy des Comités
Etudes ou sont representes tous les Comités natlonaux s mteressant a ces 1085, i t dans la plus grande

N
ga

2) Cps décisions constituent des recommandations internationales et sontagréé ie te % ifés nationaux.

3) Dgns le but d’encourager I'unification internationale, la CEf expfime le Vel qu~tousdes Comités natiofjaux adoptent
dqns leurs régles nationales le texte de la recommandatien de la I.dans\a mestire ou les conditiong nationales le
pgrmettent. Toute dlvergence entre Ia recom mandan ‘ doit, dans la
ml &5 ol

L3 présente norme a été tabli ité 45B: i ioprotection,
du Qomité d’Etudes

Cette publication moniteurs
d’iode, de la ! ddioactivité
dans g escriptions
géné

Lg
Premiére partie
Deukié A8 Presstiptions particuliéres pour les moniteurs d’aérosols (Publication 761-2 de

Troipié Prescriptions particuliéres pour les moniteurs de gaz nobles (Publicdtion 761-3
de la CEI).

Cinduieme partieT Prescriptions particuliéres pour les moniteurs de tritium (Publication 761-5 de
la CEI).

Des parties supplémentaires concernant la surveillance de la radioactivité dans d’autres effluents
gazeux sont a I’étude.

Un premier projet fut discuté lors de la réunion tenue a Nice en 1978. A Ia suite de cette réunion,
un projet, document 45B(Bureau Central)37, fut soumis a I'approbation des Comités nationaux
suivant la Reégle des Six Mois en mars 1981.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

EQUIPMENT FOR CONTINUOUSLY MONITORING RADIOACTIVITY
IN GASEOUS EFFLUENTS

Part 4: Specific requirements for iodine monitors

FOREWORD

1) The forpnal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared b hich all
the Natjonal Committees having a special interest therein are represented, express hational
consenjls of opinion on the subjects dealt with.

2) They hgve the form of recommendations for international use and they are ascepted\y ths Na in that

sense.

3) In order to promote international unification, the I E C expresses ¥
the text|of the I E C recommendation for their national rules in so fa
betweer
in the I3tter.

Committees should adopt
ill permit. Any divergence
ar as possible, be clearly ifjdicated

This standard has beer e Committee 45B: Radiation Protection
Instrume A 3 i tee . 49Y Nuclear Instrumentation.

This publication fo 3 ) i equirements for lodine Monitors, of I EC Publica-
tion 761 Equipm > dniter] hould
be read in conjunct

Further parts concerning monitoring of other radioactive gaseous effluents are under
consideration.

A first draft was discussed at the meeting held in Nice in 1978. As a result of this meeting, a draft,
Document 45B(Central Office)37, was submitted to the National Committees for approval under
the Six Months’ Rule in March 1981.
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Les Comités nationaux des pays ci-aprés se sont prononcés explicitement en faveur de la
publication:

Afrique du Sud (République d°) Finlande
Allemagne Italie
Australie Pays-Bas
Autriche République Démocratique Allemande
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Etats-Unis d’Amérique

Autre publication de la C EI citée dans la présente norme:

Pyblication ne 761-1: Equipements de surveillance en continu de la radioactivi
partie: Prescriptions générales.

dans les effluents gazgux, Premiére

S
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The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia Korea (Democratic People’s
Austria Republic of)

Belgium Netherlands

China South Africa (Republic of)
Czechoslovakia Spain

Finland Sweden

German Democratic Republic Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Italy United States of America

Other 1 E Cpublication quoted in this siandard:

Publicdtion No. 761-1: Equipment for Continuously Monitoring Radioactivity in Ga.
Requirements.

ts,x\( eneral

&
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EQUIPEMENTS DE SURVEILLANCE EN CONTINU DE LA RADIOACTIVITE
DANS LES EFFLUENTS GAZEUX

Quatriéme partie: Prescriptions particuliéres pour les moniteurs d’iode

CHAPITRE I: GENERALITES

1. |Domaine d’application

continu de
Fejetés dans

La présente norme est applicable aux équipements destiné
I'iode sous une forme gazeuse quelconque, présent dak
I’environnement.

Elle est applicable aux équipements congus pou s suivantps:

X au point de|rejet et ses

— déclenchement d’une alartfie 1orsqd’une ¢oncéy ode ou une
€ ﬁou a déter

conditions générales d’essai, et de donner des ¢xemples de

Le moniteur peut aussi étre ytilis mination de P'activité totale des fejets d’iode

érales, les caractéristiques techniques, les procédures H’essais, les
yonnements, les caractéristiques électriques et mécaniques) de sécurité
t figurent dans la Publication 761-1 de la C E1: Equipements de surveillance

2’ radioactivité dans les effluents gazeux, Premiére partie: Prescriptions
es sont applicables, sauf spécification contraire, a la présente normie.

3. Terminologie

Pour les besoins de la présente norme, les définitions complémentaires suivantes sont
applicables:

3.1 lode

Sauf spécification contraire, 'emploi du mot «iode» dans la présente norme désigne I'iode
radioactif sous n’importe quelle forme, gaz, vapeur ou aérosol, que ce soit un composé
chimique ou non.
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EQUIPMENT FOR CONTINUOUSLY MONITORING RADIOACTIVITY

1. Scope

any

It

— t

— t

g

a giy

IN GASEOUS EFFLUENTS
Part 4: Specific requirements for iodine monitors

CHAPTER 1I: GENERAL

en period.

boint
Livity

over

2. Object
The object@ : 9.8 nical
characteristics afid’genera s and to give examples of acceptable methods for the
iodi fionitors.def
T teris-
tics, IEC

Publje

F

Keous
dard.

nology

or the purpose of this standard, the following additional definitions shall apply:

3.1 _ Todine

Unless otherwise specified, the use of the word “iodine” in this standard covers radioactive

10di

ne in all gaseous, vapour or aerosol forms whether chemically combined or not.
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3.2  Moniteur d’iode dans les effluents gazeux

761-4 © CEI 1983

Equipement cong¢u pour la surveillance en continu de lode contenu dans les effluents

gazeux rejetés dans 'environnement.

3.3 Capacité de rétention

Quantité maximale d’une substance donnée pouvant étre retenue a 1’équilibre dans le milieu

consideére.

4. Classification des moniteurs d’iode

Les équipements peuvent également étre classés g
échantillons:

— équipement avec milieu absorbant statiqu
— équipement avec milieu absorbant mgbile

@@

€sS.

¢lgvement des
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3.2 lodine effluent monitor

Equipment designed for continuous monitoring of iodine in gaseous effluents discharged
into the environment.

3.3 Retention capacity

The maximum quantity of a defined substance which can be retained at equilibrium in the
medium considered.

4. Classification of iodine effluent monitors

The equipment may be classified according o the chemical type ol measurement asy:

— Pquipment with static absorbent medium;

— Equipment with moving absorbent mediu

&x«\@i
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6. Hxpression des mesures

8.2
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CHAPITRE II: CONCEPTION DES MONITEURS D’IODE

Source de contrdle

Une source de contrdle doit étre fournie avec 'équipement et doit €tre, si possib
de maniére a pouvoir remplacer le milieu absorbant de I'iode.

Aucune source de contrdle, lorsqu’elle n’est pas utilisée, ne doit augmenter 1’ind

le, congue

ication de

I’ensemble de mesure de plus de 10% de la valeur maximale de la premiére décade utile de

mesure.

dans 'unité mesurée, par exemple en coups par se e ot en amperes
\

interchangeab

I, le sous-

ensemble électronique associé au détecteur doit fourpit uge\indication gxprimée directement

en unités

iligu de colleCtion, le constructeur doit
: et les formes chimiqued de I'iode

¢ détecteur est normalement en contact avge le milieu
gazeux qug I'on estemnfrain de mesursg, une attention particuliére devra étre portée dans la
concepti@ aprination de la téte du détecteur. Celle-ci serg protégée,
si possible; a fenétre du détecteur un écran mince [facilement

Afin de minimiser les effets de Pactivité des gaz (Ar, Kr, Xe, etc.) pouvant étre pr¢sents dans

techantittonr d*air; Tensembie de mesure doit Etre congu de fagom 4 TTISeT e
gaz en regard du dispositif de collection et du détecteur.

Dispositifs a 'admission

Lorsqu’il existe des dispositifs supplémentaires, tels que capteurs de température,

volume de

dispositifs

de chauffage, ceux-ci doivent pouvoir s’enlever facilement afin d’étre décontaminés. Il est
¢galement souhaitable que le constructeur fournisse des recommandations pour la
décontamination, par exemple les spécifications pour les solutions de décontamination et leur

mode d’utilisation.
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CHAPTER II: IODINE EFFLUENT MONITOR DESIGN

5. Check source

Where a check source is supplied with the equipment it shall be, wherever possible, designed

in such a way as to replace the iodine absorbent medium.

Any check source, when not in use, shall not increase the reading of the measurement
assembly by more than 10% of the maximum value of the lowest useful decade of

measurement.

6. Expfession of measurements

n accordance with the requirements of Clause 10 of t -1, the
eldctronic sub-assembly associated with the detector shall prowvide a read {irectly
in [the unit measured, for instance in counts per second<Or 1

f, by agreement between the manufacturer apd the ksed in
units of volumetric activity or deposited activity i & i m, the manuffacturer
shhll state the calibration factors, the radionychi which
they apply.

7. Ease of decontamination
As the sensitive surfa Prfally be in contact with the gaseous pedium

bding monitored,

of| the detectox_hea are ;
thin screen ig € ) eable’in front of the detector window.

Incorder t

1 the design to facilitate the decontantination
e detector head shall be protected by applying a

dminimize the effect of gaseous activity (Ar, Kr, Xe, etc.) liable to be p

esent 1n

tHe'safnple air, the detection assembly design shall be such as to minimize the volume of gas

round the collecting assembly and detector.

8.2 Inlet arrangement

Where there are supplementary devices, such as temperature sensors, heaters, etc., these
shall be easily removable for decontamination. It is also desirable that the manufacturer give
recommendations on decontamination, for example the specification of decontamination

solutions and their mode of use.
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8.3 Canalisations de prélévement et de refoulement
En plus des prescriptions générales de la Publication 761-1 de la CE1, les caractéristiques
suivantes doivent étre prises en considération et faire ’objet d’un accord entre le constructeur
et 'utilisateur:
— nature du matériau utilisé¢; tenir compte en particulier des effets électrostatiques et de la
corrosion chimique;
— distance minimale entre ’admission et le refoulement pour éviter toute recirculation;
— surveillance de la température des canalisations pour éviter la condensation.
8.4 Filtre d’admission
Lorsque cela est nécessaire, un filtre peut étre placé dans un por “entrge du circuit
de prélévement pour éliminer les poussiéres et les aérosols. Afin de prégerver brformances
spécifiées pour I'ensemble, ce filtre ne doit pas, dans la mesure du\possible} T ni retenir,
méme temporairement, "iode (sauf s’il se trouve sous forme d’aexoseal):
8.5 Milieux de rétention de l'iode
8.5|1 On peut utiliser des filtres imprégnés de subs ion sélective
de I'iode ou des cartouches contenant de telt etre envisage dutiliser dans
le moniteur une autre substance absorb Itres & iode
de l'installation avant ’écha
8.512 Les dimensions et la forme de es peuvent étre différentes mais doivent

étre adaptées a la conception

8.5
rapide de remplé4
la géométrie fi

4 Le coiitruteur doitN

8.5

8.5

8.9

efftuents.

de simple et
s perturber

filtre et les

dement des
prélévement

¢, débit, contaminants chimiques, etc.), ainsi que les effets dps variations

ippui de ces

pouvoir de

constante de temps de transit, pour les différents gaz radioactifs préspnts dans les
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8.3 Sampling and exhaust pipes

In addition to the general requirements of IEC Publication 761-1, the following
characteristics shall be considered and shall be agreed between manufacturer and user:

— the nature of constructional material, particular attention being given to electrostatic

effects and chemical corrosion;
— the minimum distance between inlet and outlet to avoid recirculation;

— temperature control of the pipe run to prevent condensation.

8.4 Inlet filter

Vhen appropriate, a filter may be placed in a filter holder at the sampling Circuit inlet to
remove any dust and.aerosols. In order to maintain the specific perfor ante ipment,
sudh a filter shall not, as far as practicable, trap or even tempora 5ept in
ae

8.5 lodi
8.5.1 fridges
whjch contain such materials, may be used. Congidera in the
mdnitor of an alternative absorbing material tg 1,in{the plant 1odine absorption beds
pripr to sampling 6
8.5.2 Tihe dimensions and shapes of filtexs if] late to
the design of the equipment.
8.5.3 or the
etween
8.54 fch his
8.5.5 ention
rature,
iation of
8.5.6 of the absorbent medium—efficiency, retention capacity and delgy time
copstant==shall bg known for the various radioactive gases of significance in the efflyients.
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CHAPITRE IIl: PROCEDURES D’ESSAIS

Sauf spécification contraire, les essais sont considérés comme des essais de type, bien que certains
d’entre eux ou tous puissent étre considérés comme des essais d’acceptation apres accord entre le
constructeur et 'utilisateur.

9. Conditions normales d’essais

Les conditions normales d’essais sont indiquées dans le tableau 1. Elles représentent les

1 + 1 $alAh d Aixzase randanredinfdnanca—manr loacancaic Aﬁ’art A
areurs—ctics—torcrances—daes—arverses—granaeurs—amiuenec—potr1es=—essgis—eneqlues sans

variation de ces grandeurs.

Les essais effectués dans les conditions normales d’essais so hbleau I1.

10. Essais effectués avec variation des grandeurs d’influence
Ces essais sont indiqués dans les tableaux III et AV eCtués confprmément
3 Iarticle 24 de la Publication 761-1 de la CE

11. Bource utilisée pour les essais

11.1 | Source de référence

Pour étre conforpie &Ci ES Sources
solides ayant une g¢ QPrié At tivité doit
Etre mesurée pal i otope 1311
ou ses équjvale

11.2

avec une

peut &tre
t vraie de
tuliére qui
peut étre considérée comme étant la source de référence. Par cette méthode, on olbtient une
diminution des erreurs autres que l'erreur intrinseque de I'ensemble en essai.

12. Essais de performance avec les rayonnements

Ces essais sont effectués dans les conditions normales d’essai et en 'absence de débit d’air
(ou de gaz).

Si une méthode électronique de compensation de la radioactivité naturelle est prévue, tous
les essais de ’ensemble de mesure doivent étre effectués avec les circuits de compensation en
service, réglés conformément aux instructions du constructeur.
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CHAPTER III: TEST PROCEDURES

Except where otherwise specified, tests are to be considered as “type tests”, although any or all
may be considered as “acceptance tests” by agreement between manufacturer and user.

9. Standard test conditions

10.

11.

11.2

12. -

The standard test conditions are shown in Table I. These represent the values and tolerances

of the various influence quantities for tests carried out with no variation of-these valu

T

Test:

T

Clayse 24 of 1E C Publication 761-1.

Test

Reference sources

bettg

In the whole of the scale of the measuring sub-assembly, several source
be n ase the conventionally true activity of all sources of the same typq
be ¢ ms of that from one particular source which may be considered a
refefence source.

test

Tg¢sts for compliance
appiopriate geometry
to mjeasure. For nop

Acduracy of te; g

The conve e of the sources used shall be known with an accurad

CS.

ne tests carried out under standard test conditions are listed in

5 performed with variation of the influence quantities

nese tests are listed in Tables III and IV; they sha

source

e < 10% & < 5%

with

es of
gned

cy of

may
may
s the

re reducad
aroreaucoar

Radiation performance tests

By this method, errors other than the intrinsic error of the assembly 11nder

These tests are carried out under standard test conditions and without air (or gas) flow.

If an electronic method of compensation against natural radioactivity is included, all the
tests of the measuring assembly shall be performed with the compensation circuits in
operation, after having been adjusted in accordance with the instructions of the manufacturer.


https://iecnorm.com/api/?name=04a89064de074df911c204425a527254

— 18 — 761-4 © CEI 1983

12.1  Précision de la réponse a la source de référence

12.1.1  Prescriptions

Les essais doivent étre effectués conformément au paragraphe 26.2 de la Publica-
tion 761-1 de la C E 1, mais pour la précision, selon les prescriptions du tableau I de la présente
norme.

12.1.2 Méthode d’essai

La source de référence doit étre placée selon une position définie par le constructeur.
L’erreur relative intrinséque E, indiquée en pourcentage, doit étre établie pour chaque essai
conformément au paragraphe 26.2.5 de la Pubfication 761-1 de la (/E 1.

12.2| Réponse aux autres formes d’iode

12.2{1  Prescriptions

Si I’équipement est congu pour mesurer ['activi isotopique
¢ nstructeur
’dquipement

est prévu.

12.212 Méthode d’essai

bivent faire

12.3
12.3
< Q ’iode pour
e 1 &) 1pe radioactifs
auxquelsis’app bnstructeur
et Putili

12 jo] Kol ALl o ol .
DL WVICLIIOUC U €H0UL

Faire circuler I'air (ou le gaz) marqué avec une activité connue de gaz radioactif a travers
I’ensemble, a débit constant, pendant une durée suffisante pour atteindre I’équilibre de mesure.
Noter la valeur a I’équilibre.

13. Essais du circuit d’air

En plus des essais spécifiés a I’article 29 de la Publication 761-1 de la CE [, les essais suivants
doivent étre effectués.
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12.1  Accuracy of response to the reference sources

12.1.1  Requirements

Tests shall be carried out in accordance with Sub-clause 26.2 of I E C Publication 761-1, but
to the accuracy requirements of Table IT of this standard.

12.1.2  Method of test

The reference source shall be placed in the filter in a position defined by the manufacturer.
The relative intrinsic error E, expressed as a percentage, shall be established for each test in

accd

A atle Coile ol o Wallle W 4 fFIT 11 - g1 1
TGO Wit ouO=UIaUsCZUu 270 0T 1T E'C T UoIIcataoIr /011,

iponse Lo other forms of iodine

12.2  Res
12.2.1  Requirements
If|the equipment is designed to measure the activity of axche or isotopid form
of ipdine, its response to other forms of iodine sh he manufacturdr but
normally be less than 10% of the response to the for iodix hich the equipmient is
designed.
12.2.2  Tlest method
T i is identicabw t described in Sub-clause 12.1|2 but
using the other isotopes as appropriate.
Tests for response to™s i grms of 1odine, if required, shall be agreed befween
marjufacturer and yse
12.3  Response to r;i
12.3.1 R
T nt to designated radioactive gases other than the form of fodine
whi designed to measure shall be stated by the manufacturer] The
designat : gases to which this requirement applies should be the subjg¢ct of
agrdement-between\ manufacturer and user.
12.3.2  Tlestmethod

Circulate air (or gas), labelled with a known activity of radioactive gas, through the
assembly at a constant flow rate for a sufficient time to reach measurement equilibrium. Note
the value at equilibrium.

13. Test

s of the air circuit

In addition to the tests specified in Clause 29 of I E C Publication 761-1, the following tests

shal

1 be carried out.
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13.1 Fuites externes

Cet essai mesure les fuites externes, mais pas les fuites internes autour du support du milieu
de rétention de I'iode. Il n’existe pas actuellement de méthode d’essai quantitative pratique
des fuites internes.

13.1.1  Prescriptions

La fuite d’air ou de gaz de ’ensemble, en amont de la mesure du débit, doit étre inferieure
a 5% du débit nominal.

13.1.2 Méthode d'essai

Le taux de fuite au porte-filtre équipé dun filtre propre est mesuré au moyen de deux

débitmétres volumétriques qui doivent étre étalonnés I'un par r e avec une
précision supérieure 4 1%. L’un des appareils est placé en amont{ de'l’ | autre en
aval du porte-filtre immédiatement en amont du débitmétre i . . Pour une
série de dix mesures consécutives, effectuées a des interva (¢ hes (méme
aprés un dépot important), la moyenne des débits mesufes ena ne doit pas

différer de plus de 5%.

57

N
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13.1 Leakage

The test measures the external leakage but not the internal leakage around the holder of
the iodine retention medium. A practicable quantitative method of test for internal leakage
does not exist at present.

13.1.1 Requirements

The leakage of air or gas into the assembly upstream of the flow metering shall be less than
5% of the nominal flow rate.

13.1.2 Test method

The rate of leakage at the filter holder fitted with a clean filter shall be measured by means
of tr'o volume meters or flowmeters; these shall be calibrated relative to orie another to [better
thap 1%. One apparatus shall be placed upstream of the assembly and nstream
of the filter holder and immediately upstream of the flowmeter incorp in the-assgmbly.
For a series of ten consecutive measurements made at convenient ¥me\i yery after
a heavy deposit) the mean of the measured upstream and doy cdm f iffer by
not|more than 5%.

&

N
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CHAPITRE IV: DOCUMENTATION

Certificat et rapport sur les essais de type

Le constructeur doit fournir un certificat pour chaque équipement en donnant, en plus des
informations spécifiées au chapitre IV de la Publication 761-1 de la CEI, les informations

sulvantes:

— dimensions et type du filtre et/ou de la cartouche de rétention;
— réponse exprimée en fonction de Pactivité volumique;
— réponse a la source de référence;

— réponse aux composés iodés susceptibles d’étre mesurés;
— facteur de rétention du milieu filtrant pour les composés iodés

— réponse aux autres composés iodés, si nécessaire;

— réponse aux gaz nobles radioactifs;

— réponse aux rayonnements gamma d’origine externe;
— taux de comptage du bruit de fond de 'ensemble:
— nature, dimensions et surface effective du dy

S

ibgeage\des aérosols.

sceptiblesd elry

E MESUres;



https://iecnorm.com/api/?name=04a89064de074df911c204425a527254

761-4 © TEC 1983 — 23 —

CHAPTER IV: DOCUMENTATION

14. Type test report and certificate

With each equipment the manufacturer shall provide a certificate giving the following
information in addition to that specified in Chapter IV of 1 E C Publication 761-1:

— the size and type of the retention filter and/or cartridge;
— response as a function of volumetric activity;
—— response to reference source;

— response to the iodine compounds subject to monitoring;

— tetention of the filter medium for the iodine compounds subject tg m
— fesponse to other forms of iodine, as appropriate;
— fesponse to radioactive noble gases;

— fesponse to external gamma radiation;

— ackground count rate of the assembly;

— Inature, dimensions and effective area of the aerd

@@
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TABLEAU [

Conditions de référence et conditions normales d'essais

(Sauf indication contraire du constructeur)

Grandeurs d’influence Conditions de référence Conditions normales d’essais
Source radioactive de référence Une source solide d’iode sous Une source solide d’iode sous
forme appropriee forme appropriée

Temps de préchauffage

— dispositifs électroniques 15 min =215 min

— circuit d’air ou de gaz 60 min >60 min
Tgmpérature ambiante 20°C DCN a22 N
Hpmidité relative 65% A

Piession atmosphérique 101,3 kPa Be\%\KIN N}t/
Tension d’alimentation électrique Tension d’alimentation N\;]%
nominale Uy Q

11

Féquence de la tension Fréquence nomma Fréquence nominale +0,5%
d’alimentation électrique

o]

pbrme d’onde de la tension imusoidale \/ inusoidale avec un tauk de
d’alimentation électrique distorsion harmoniqug totale
inférieur a 5%

Rayonnement gamma ambiant ebit de dose digsorb Inférieur au débit de ddse
da air dex0,2Q pG absorbée dans l'air d
(20 ~T) 0,25 uGy.h™! (25 urdd.h71)

<\ F uu det teur au niveau du détecteyr
N

(hamp électromagnétique < Neg € Inférieur a la plus faiblg
d’origine externe valeur provoquant dg¢s
perturbations
Ihduction mag Q}ligeable Inférieure au double de la
d’origine ext valeur de I'induction|du

champ magneétique tgrrestre

IDébit Réglé au débit nominal Réglé au débit nominal =5%
(défini par le constructeur)

D OSN We Réglés pour le fonctionnement Réglés pour le fonctiornement
normal normal

Contaminatio des Négligeable Neégligeable
¢éléments radioactifs

* Lorsque la technique de détection est partlcuheremem sensible aux variations de la pression atmosphérique, les conditions
doivent &tre limitées & + 5% de la pression de référence.
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TABLE 1

Reference conditions and standard test conditions

(Unless otherwise indicated by the manufacturer)

Influence quantity Reference conditions Standard test conditions
Reference radioactive source A solid source of the appropriate A solid source of the appropriate
form of iodine form of iodine

Warm-up time

— electronic devices 15 min =15 min
— air or gas circuit 60 min 260 min
Ambient temperature 20°C 18°C to 2%
Relative humidity o 65% 50% t
Atmospheric pressure 101.3 kPa N\% ﬁ)ﬁ}k{*
Power supply voltage Nominal supply voltage Uy < + lm \/

Power $upply frequency Nominal frequency W@My +0.5%
Power $upply waveform Sinusoidal \/ Sinusidal with a harmonic
istortion factor less than 5

——
Gammaj radiation background Absor ose rate 1xaip Less than absorbed dose rate
' of 020 pGy.h~? in air of 0.25 pGy.h !
(20 prad.h (25 prad.h 1)
/“ait\h dete at the detector
N

Electromagnetic field of Negligibl \) Less than the lowest value

exterpal origin causing interference

L)

exterpal origin the induction of the earth’s
magnetic field

Magnetic induction\&t/ \/\ % Less than twice the value of

Samplipg rate Adjusted to nominal flow rate Adjusted to nominal rate
(defined by manufacturer) +5%

Assemt%w Set for normal operation Set for normal operation

Contanpination by Negligible Negligible

radic1active elements
I

* Where the detection technique is particularly sensitive to variation in atmospheric pressure, the conditions shall be limited
to £5% of the reference pressure.
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TABLEAU IT

Essais effectués dans les conditions normales d’essais

Références (paragraphes)

Caracteristiques P .
en essai rescriptions Publ. 761-1 Publ. 761-4
de la CEI de la CEI
Réponse de référence Conformément aux spécifications du constructeur 26.1
Précision de 'indication Inférieure a +20% pour les ensembles a 26.2
(ED echelles linéaires, ou inférieure a 5% de activité
correspondant a I'indication maximale de ’échelle
considérée (1a valenr moins restrictive étant
applicable) (
N
Surcharge L’indication de I'ensemble doit rester a I’indication 265
maximale lorsque celui-ci est exposé a une activité
égale a dix fois celle qui donnerait I'indication N
maximale (\

Fluctluations statistiques Coefficient de variation inférieur 4 10% <\ ¥ D EKI

Stabillité de l'indication Inférieure a 10% de la déflexion an i i aﬁ \M/G

a 10% de I'indication pour les enserfiblés

numériques (\

N
Stabflit¢ du déclenche- Inférieure 4 20% de ta valeur du(point)de r}:}lgge r 27.7
mdnt de I'alarme une période deNs00 h

Etenglue du déclenche- En accord avec ['article 13 deJaPublication 761-1 27.8
mgnt des alarmes dela CEI

a Particle 13 de 279
> les autres alarmes
tre le constructeur et

Alarmes de défaut de

I’ensemble \/&x
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